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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
~ ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-14: Essais — Traitement de la puissance optique
et caractérisation du seuil de dommage

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisatig
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités

part|C|pent
e de Normallsation (1ISO),

nationales ou régignales corré
5) La CEIl n’a pr
responsabilité po 8 U

6nt en possession de la derniére édition de cette publication.

imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

référencées est ohligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61300-2-14 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1997. Cette édition
constitue une révision technique. Parmi les changements techniques spécifiques introduits
dans cette nouvelle édition, figure un changement fondamental dans la méthode de mesure,
pour permettre d’élargir la méthode a des environnements de mesure différents, par exemple
des ressources d’essai limitées.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-14: Tests — Optical power handling
and damage threshold characterization

FOREWORD

all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in th
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stan d
Technical Reports Publlcly Avallable Specmcatlons (PAS) and 5

with the International Organization for Standardization (I
agreement between the two organizations.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end us

SI e Yor thy
In order to promote internati C Nationg i
transparently to the ma i i i i

the latter.

IEC provides
equipment dec

Publicatio
Attention WY
indispensablefor the dorrect application of this publication.

Attention is drawn~g the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-2-14 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997. It constitutes a
technical revision. Specific technical changes from the previous edition include fundamental
change of the measurement method to introduce various measurement environments such as
limited testing resources.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/2204/FDIS 86B/2234/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61300 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre/général Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes forldamentales d'essais
et de mesures:
Partie 1: Généralités et guide
Partie 2: Essais
Partie 3: Examens et mesures

Le comité a décidé que le contenu de cette publicatigh ne serap Qdifté avant la date de

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, 0
*+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/2204/FDIS 86B/2234/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre gp
devices and passive components — Basic test and measurement proced

interconnecting

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests

Part 3: Examinations and measurements

The committee has decided that the contents of this publicati iII ermainyunchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC wegb 1]e "http://Webstore.iec.ch" in

* reconfirmed;
* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

N
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
. ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-14: Essais — Traitement de la puissance optique
et caractérisation du seuil de dommage

1 Domaine d’application

déterminer la robustesse d'un composant ou d
optiques contre les dommages dus a la puissance optique.

Ses objectifs sont en particulier les suivants:

e caractériser la robustesse des composants, a la fei

la bonne adaptation dy composant a une application sont disponibles.

Les résultats de la méthode d'essai de caractérisation compléte décrite dans cette norme
donnent les caractéristiques du composant en essai. Ces caractéristiques servent de base
pour la détermination des niveaux de puissance auxquels le composant peut étre exposé de
maniére fiable. Elles définissent essentiellement I'«enveloppe de la zone de fonctionnement»
pour le composant concerné.

Comme certaines contraintes (a savoir, de temps, de co(t, de disponibilité des équipements)
limitent souvent l'aptitude a réaliser la caractérisation compléte, des méthodes d'essais
alternatives ne réalisant qu'une partie de I'essai complet sont indiquées dans cette norme.

Les méthodes d'essai contenues dans cette norme sont destinées a évaluer la robustesse
des composants dans les conditions d'utilisation normale pour lesquelles ils sont congus.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-14: Tests — Optical power handling
and damage threshold characterization

1 Scope
The purpose of this part of IEC 61300 is to characterize the robug S ibre optic
passive component or interconnecting device against damage from . al power.

Specifically, the objectives are to:

e characterize both the short term and the long terrs
damage due to optical power induced degradation orfai

« identify components prone to irrevgrsihle

red such that, if the ‘full

The test procedure described !
W/l be characterized without the need

characterization’ option is performed,

in a specific applicati
indicate the ro
considered for

The results of acterization test method in this standard will be a rating of the
component dnder test. is rating forms the basis of determining the power levels to which
the componen be exposed in a reliable manner. It essentially defines the “operating
region envelope” forthe component.

Since there will often be constraints (that is, time, cost, equipment availability) that limit the
ability to perform the full characterization, alternative test methods are outlined in this
standard that perform only a subset of the full test.

The test methods contained in this standard are intended to assess the robustness of
components in their normal use conditions for which they were designed.
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2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60825-1: Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels, prescrip-
tions et guide de I'utilisateur (en anglais seulement)

CEI 61300-1: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Procédures fondamentales d'essais et de mesures — Partie 1. Généralités €T guide

CEI 61300-3-1: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3: Exam,
visuel

3 Définitions

3.1

dérive
Parist . - _
puissance a laquelle le dispositif suh

I'essai a court terme lorsqu'il est

3.2

défaillance

Ptail

puissance a laquelle

suppression de Iafui
3.3

puissance maximale

Pmax

puissance a laqu peut étre exposé jusqu'a 500 h sans subir de dommage

performance Py

4.1 Buts de I’essai’de composants

L'essai des composants est destiné a fournir les valeurs suivantes:

a) la dérive (voir 3.1);
b) la défaillance (voir 3.2):

la défaillance pour un type de composant et une longueur d'onde doit étre définie comme
suit.

— pour un composant avec une IL initiale inférieure a 2 dB, si le changement de
puissance dans I'IlL est égal ou supérieur a 0,5 dB;

— pour un composant avec une IL initiale comprise entre 2 dB et 10 dB, si le changement
dans I'IL est égal ou supérieur a 1 dB;

— pour un composant avec une IL initiale égale ou supérieure a 10 dB, si le changement
dans I'lL est égal ou supérieur a 2 dB;

c) la puissance maximale (voir 3.3).
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